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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CET est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete
bien I'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@® Bulletin de la CEI

® Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following TEC sources:

1E C Bulietin

® Report on IEC Activities
Published yearly

© Cafalogue des publications de la CEl
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuld sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présentg publication.

En de qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportefa & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technigue International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitrgs séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index gén¢
ral étaft publié séparément. Des détails complety/sur le V.
peuvenf étre obtenus sur demande.

Symbgles graphiques et littéraux
Seul§ les symboles graphiqQes et litféraux\gpé i%t

inclus glans la présente publicatio

Le rpcueil complet des
la CE] fait ’objet d

Les gymboles litté
font I’gbjet de la Publica

Autre
Comi

L’at
qui én
Comit

® Catalogue of 11 C Pul
Published yearly

e of this publication

brred to TEC Publi-
Vocabulary (ILE.V.),
S [ hapters each dealing
ifte_field, the General Index Heing published as a
Full details of the I.LE[V. will be supplied

hical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbgls approved by the
IEC is given in TEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in 1E C Publication 27.

Other IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to page 3 of the cover,
which lists other TEC publications issugd by the Technical
Committee which has prepared the present|publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier compiément a la Publication 393-1 (1973)
POTENTIOMETRES

Premié¢re partie : Définitions et méthodes d’essai

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de 1a CEI en ce qui concerne les questions teg Epare Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment mesure possible

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et mités nationaux,

3) fionaux adoptent
itilons nationales le
hte doit, dans la
our équipements
électroniques.

967, & Washington en 1970, & Milan en 1p73 et & Bucarest
ent 40(Bureau Central)376, fut soumis aux Comités nationaux

Des projets furent discugé

faveur de la publication du document 40(BureaL Central)376:

Ttalie
Norvege
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Suede
Suisse
Turquie
Union des Républiques Sociglistes Soviétiques
Yougoslavie

ument 40(Bureau

Allemagne Norvege

Australie Pays-Bas

Belgique Pologne

Danemark Roumanie

Espagne ) Suede

Etats-Unis d’Amérique Suisse

Finlande Turquie

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Ttalie Yougoslavie

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme :
Publication NS 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique:
68-2-27: Essai Ea: Chocs;
68-2-29: Essai Eb: Secousses.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 393-1 (1973)
POTENTIOMETERS

Part 1: Terms and methods of test

FOREWORD
1) The fofmal decisions or agreements of the TEC on technical matters, prepared by Techiica itte all the
Natiorjal Committees having a special interest therein are represented, express, as, neakly as possible, i htional

conserjsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They Have the form of recommendations for international use and they are in that

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the/wi 2 Ations i adopt
the text of the IE C recommendation for their national rules in so far as national Conditions Wi it. ivgrgence
betwedn the I1E C recommendation and the corresponding national ruld ag fe Hicated
in the Jatter.

This standard has been prepared by I E C Technical Committee Ne4 pment.

charest
ees for

Drafts were discussed at the mecji
in 1974. As a result of this latter
approval hinder the Six Monthg

The following countries votg g document 40(Central Office)376:

Norway
Poland
Romania
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Union of Soviet Socialist Republics
United States of America
Yugoslavia
A draff sefing held in Bucharest in 1974. As a result of this meeting, document 40(Central Office)368
was subnji eNationd] Committees for approval under the Six Months’ Rule in September 1975.
The following countries veted explicitly in favour of publication of document 40(Central Office)368:
Australia Poland
Belginm Romania
Denmark : Spain
Finland Sweden
France Switzerland
Germany Turkey
Italy Union of Soviet Socialist Republics
Netherlands United States of America
Norway Yugoslavia

Other 1 EC publications quoted in this standard :

Publication Nos. 68: Basic Environmental Testing Procedures:
68-2-27: Test Ea: Shock;
68-2-29: Test Eb: Bump.
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Page 2
SOMMAIRE

Dans le sommaire, supprimer le texte suivant:

ANNEXE B — Circuit de mesure du bruit 74
Aprés 6.31, ajouter le texte suivant :

6.32 Chocs 66
Page 32

6.14  Bruit en rotation

Remplacer le texte actuel par:

Pour la mesure du bruit en rotation des potentioi

La spécification applicable dof
méthode doit étre utilisée.

6.14.1  Méthode 4
a)

¢ les sorties a et b (ou entre b et ¢ 8’il y a lieu) ne doit |
s la spécification particuliére.

les est utilisée:

mparativement

ncerné, quelle

a [ 000 ohms,
manccuveé sur
is dans l'autre

pas dépasser la

exe A.

\
-

Amplificateur

Enregistreur

i e

Systéme de sortie
284(77
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Page 3
CONTENTS

In the contents, delete the following :

5

APPENDIX B — Noise measuring circuit 75
After 6.31, add the following text:
6.32  Shock 67
Page 33
6.14  Rofational noise
Replace the existing text by :
Hor measurement of rotational noise of potentiometers o 1l be
usefl:
Mdthod A : in cases when the current through the moying ¢ 1 o the
current passing through the resistive elemuant.
Mathod C: in all other cases.
The relevant specification shall state, which

method is to be used.

Note. — This amendment delege
6.14.1 Method A

a) |A direct voltage lof
terminati »
angle of total
complete cyefe

b) | The noige o

6.14.2 WMethod6

Method B.

esistance of 1000 ohms, shall be applied to the end
/ The moving contact shall be operated through the
v, excluding the switch, in one direction and back, at 1 to 17

afions a and b (or between b and ¢ where appropriate) shgll not

bo

indicator
Amplifier

—
|
]
!
|
I
|
|
|

Output system
284/77
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6.14.2.1 Caractéristiques du circuit d’essai
Courant I

Un courant constant, Iy, est appliqué au potentiométre a travers les bornes a et b. La valeur de
ce courant est choisie, sur la base de la valeur de la résistance nominale (R), dans le tableau suivant:

R I,
> 22 MQ 0,01 mA
> 100 kQ <22 MQ 0,05 mA
> 10kQ < 100 kQ 0.1 mA
> 1L kO 10 kO 1 mA
> 100 Q < 1kQ 10 A
<100 Q 50 AmA

~ \

ne pas dépasser
le courant de curseur limite et sous réserve que la puissancehissipé & gtant ne dépasse
pas la puissance nominale.

Bande passante du systéme de sortie

Bande passante a 3 dB pour potentiometre

Impédance d’entrée du « systéfne de sortle

impéy ancvale e

Req > 10 R
Ceq ﬁ 33 pF

une résistance Req ayant en parallgle une capacité

a’spécification particuliére, 6 cycles sont effectués; la|vitesse d’exécu-
étres multitours, cette vitesse ne doit pas dépasser 3 tours de I'axe de

n des 3 derniers

A —

V.R.C.
max.

V.R.C.
max. V.R.C.

285177

Afg—wm

286177 287177

Fic. 1 FiG. 2 Fi1G. 3
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6.14.2.1 Test circuit conditions

Current /Iy

A constant current /p shall be supplied to the potentiometer terminations a and b. The value of
the current shall, on the basis of the rated resistance (R) of the potentiometer, be selected from the

following table:

R Iy

>.2.2 MQ 0.01 mA

> 100 kQ < 2.2 MQ 0.05 mA
> 10kQ < 100 kQ ' 0.1 mA
> 1kO 10 kKO 1 mA
> 100 Q < 1kQ 10 mA
< 100 Q 50 mA

/

]

he values of I, specified in the above table are applicable, provided
moYing contact is not exceeded and the dissipation power throug
excged the rated power.

Bandwidth of the output system

The bandwidth at 3 dB for wirewound and non-wire

Tlhe attenuation shall be 6 dB per o

Input impedance of the “output system”

in 1

6.14.2.3 | Gontact resistance variation patterns (C.R.V.)

r the
not

b Ceq

for a
shaft

f the

ce.

A —f—

la—— Al

CAR.V. %’:;(V'
- » CR.V. -
max. r

285177
L—Aﬂo

286177

FiG. 1 Fig. 2

<—A00——>

287177

Fi1G. 3
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Les trois figures ci-dessus représentent des variations typiques de la résistance

de contact. En

abscisses (X) est portée la valeur 6 correspondant a la position du curseur et en ordonnée (Y) la valeur

de la résistance de contact enregistrée au point 4.

La course différentielle A 6, est définie comme une portion quelconque de la course mécanique

nominale sur Iétendue de laquelle on mesure la variation de résistance de contac
distinguer le cas de la figure 2 de celui de la figure 3.

Al < Ab, .. . . . . fligure2
A0 > Ab, .. . . . . figure 3

t de maniére a

La spécification particuliére précisera si nécessaire la valeur de course différentielle A 6.

Note. — V.R.C. s’exprime en pourcentage de la résistance nominale du potentiométre essayé.

Ab, s’exprime en pourcentage de la course mecanique nominale.

6.14.2.4 Le bruit en rotation mesuré entre les sorties a et b (ou entre b€t ¢'s’i
ser la valeur indiquée dans la spécification particuliére.

Page 44

Remplacer le présent paragraphe 6.25 par:

6.25 Secousses

6.25.1 Mesures initiales

La résistance entre les sortfes a et c e
6.25.2  Epreuve

I Eb de la Publication 68-2-29 (1968) de

diquer le degré de sévérité et la ou les tempéra
la méthode de fixation a employer.

conformément au paragraphe 6.3,

doit pas dépas-

la CEI avec le

ures auxquelles

er de dommage

rée en 6.25.1 ne

Page 66
Ajouter le paragraphe suivant :
6.32  Chocs

6.32.1 Mesures initiales et préconditionnement

La résistance entre les sorties a et ¢ est mesurée conformément au paragraphe

6.3.
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9

The above three figures represent typical C.R.V. patterns. The value 0 corresponding to the posi-
tion of the moving contact is plotted in X and the value of the contact resistance at point 0 is plotted
iny.

The travel increment A 8, is defined as any part of the rated total mechanical travel used for the
measurement of contact resistance variation in order to distinguish Figure 2 from Figure 3.

‘

AG < Ab, .. . . . . Figure 2
AlO > Ab, .. . . . . Fgure3

If necessary, the detail specification shall specify the value of the travel increment A 6.

Note. — C.R.V. shall be expressed in percentage of the “rated resistance” of the potentiometer under test.
A 8, shall be expressed as a percentage of the rated total mechanical travel.

6.14.2.4 [The rotational noise measured between the terminations a and b (or Ketwee andd¢ where
appifopriate) shall not exceed the limits specified in the detail specificati

Page 45

Replace the present Sub-clause 6.25 by :

6.25 Butip

6.25.1 Iditial measurement

The resistance between terminations asured as specified in Sub-clause 6.3.

6.25.2 Tpst

The potentiometers

appfopriate degrge of|sev
The relevan@iction shall ste

test [shall be perfor

f TEC Publication 68-2-29 (1968) using the

degree of severity and the temperature(s) at whiclh the
ounting to be used.

6.25.3  Fnal inspgcti S re-fequirements

The potégtiom ] be yisually examined. There shall be no visible damage.

The resis \ terminations a and c shall be measured and the change of resisfance
measured in Sub-clause 6.25.1 shall not exceed that specified in the relgvant
spedification.

Page 67
Add the following Sub-clause :
6.32  Shock

6.32.1 Initial measurements and preconditioning

The resistance between terminations a and c¢ shall be measured as specified in Sub-clause 6.3.
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